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AVANT-PROPOS

747-11 amend. 1 © CEl

Le présent amendement a 6té établi par le Comité d’Etudes n° 47 de la CEl: Dispositifs &
semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

Dis

Rapport de vote

47(BC)1187

47(BC)1273

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti & I'approbation de cet amendement.
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Tableau i

Remplacer le Sous-groupe B5 existant par le suivant:

Sous-groupe

Contréle ou essal

Publication
de ta CEI

Détails et conditions

BS

Variations rapides de température:
a) Boftiers avec cavité

Variations rapides de
température suivies de:

- Essals électriques

- Etanchéité, détection
des microfuites
et

- Etanchéité, détection
des fuites franches

b) Botltiers sans cavité et avec

cavité & scellement époxyde

Variations rapides de
température, suivies de:

- Examen visuel externe

- Essai continu de chaleur
humide

- Essals électriques

749, ch. ill, par. 1.1

Voir sous-groupes A2 et A3
749,ch. lll, 73 0u 7.4

68-2-17, essal Qc

749, ch. I}, 1.1

747-10, 4.2.1.1
749, ch. 1ll, 5B*

Voir sous-groupes A2 et A3

10 cycles

Comme en A2 et A3
A spécifier

A spécifier

10 cycles

Sévérité 1,
24 h

Comme en A2 et A3

* A l'avenir, sera remplacé par I'«essai continu fortement accéléré de chaleur humide» dés son approbation.
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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC Technical Committee No. 47: Semiconductor
devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the

Dis

Report on Voting

47(CO)1187

47(CO)1273

Voting Report indicated in the above table.
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Table Hl

Replace existing Sub-group B5 by the following:

Sub-group Examination or test pub:ilf::tlon Details and conditions
BS Rapid change of temperature:
a) Cavily packages
Rapid change of temperature 749, ch. i, 1.1 10 cycles
followed by:
- Electrical tests See Sub-groups A2 and A3 As in A2 and A3
- Sedling, fine leak detection 749,ch. lll, 7.3 0r 7.4 To be specified
and
- Sedling, gross leak detection 68-2-17, test Qc To be specified
b) Non-cavity and epoxy-sealed
cavity packages
Rapid change of temperature 749, ch. 1], 1.1 10 cycles
followed by:
- External visual examination 747-10, 4.2.1.1
- Damp heat, steady state 749, ch. i, 5B* Severity 1
24 h
- Electrical tests See Sub-groups A2 and A3 As in A2 and A3

* Will be replaced in future by "Damp heat, highly accelerated test", when approved.
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Tableau Il

Remplacer les sous-groupes C5 et C7 existant par les suivants:

747-11 amend. 1 © CEI

Sous-groupe Contréle ou essai T::':a;:ln Détails et conditions
cs Variations rapides de température
(note 1):
a) Boftiers avec cavité
Variations rapides de température 749, ch. I, 1.1 10 cycles
suivies de:
- Essais électriques Voir sous-groupes A2 et A3 Comme en A2 et A3
- Etanchéité, détection 749,ch. I, 7.3 0u 7.4 A spécifier
des microfuites
et
- Etanchéité, détection des 68-2-17, essai Q¢ A spécifier
fuites franches
b) Boftiers sans cavité et avec
cavité & scellement époxyde
Variations rapides de température 749, ch. 1li, 1.1 500 cycles
suivies de:
- Examen visuel externe 747-10,4.2.11
- Essai continu de chaleur humide | 749, ch. Ill, 5B* Sévérité 1
24h
- Essais électriques Voir sous-groupes A2 et A3 Comme en A2 et A3
c7 Essai continu de chaleur humide
— Bottiers avec cavité 749, ch. Ui, 5A Sévérité: 56 jours pour les
(note 1) catégories H et 1ll, 21 jours
pour la catégorie |
— Bottiers sans cavité et avec 749, ch. lli, 5B Sévérité 1
cavité a scellement époxyde Polarisation: comme spé-
cifié dans ia spécification
particuliére
Durée: 1 000 h pour les
catégories 1l et ill, 500 h
pour la catégorie |
suivi de (pour les deux types):
- Essals électriques Voir sous-groupes A2 et A3 Comme en A2 et A3
{note 2)

Notes 1.~ Aprés trois essals consécutifs effectués avec succés, la périodicité peut 8tre ramenée a une année.
2. - Les spécifications particulidres cadres peuvent permettre de réduire le nombre des essais en A3.
* A l'avenir, sera remplacé par I'«essai continu fortement accéléré de chaleur humide» dés son approbation.
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Table (il

Replace existing sub-groups C5 and C7 by the following:

IEC
b Details and conditions
Sub~group Examination or text publication etails an
Ccs Rapid change of temperature
{note 1):
a) Cavily packages
Rapid change of temperature 749, ch. i, 1.1 10 cycles
followed by:
- Electrical tests See Sub-groups A2 and A3 As in A2 and A3
- Sedling, fine leak detection 749,¢ch. lll, 7.3 0r 7.4 To be specified
and .
- Sealing, gross leak detection 68-2-17, test Qc To be specified
b) Non-cavity and epoxy-sealed
cavity packages
Rapid change of temperature 749, ch.ch. i, 1.1 500 cycles
followed by:
- External visual examination 747-10,4.2.1.1
- Damp heat, steady state 749, ch. Ill, 5B* Severity 1
24 h
- Electrical tests See Sub-groups A2 and A3 As in A2 and A3
c7 Damp heat, steady state
. — for cavity packages 749, ch. lil, 5A Severity: 56 days for cate-
(note 1) gories 1l and (il, 21 days
for category |
— for non-cavity and epoxy-sealed 749, ch. lli, 5B Severity 1
cavity packages Bias: as specified in the
detall specification
Duration: 1 000 h for
categories Il and 1li,
500 h for category |
Followed by (for both types):
- Electrical tests See Sub-groups A2 and A3 As in A2 and A3
(note 2)

Notes 1. - After three successful consecutive tests, the periodicity may be reduced to once per year.
2. - Blank detail specifications may allow a reduction in the number of tests in A3.

-

Will be replaced in future by "Damp heat, highly accelerated test", when approved.
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